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PATRON DE REFERENCIA: MICROMETRO DE EXTERIORESMITUTOYO

CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA
REFERENCIA CENAM

Instrumento: BLOQUES PATRON GRADO 0
No. de Identificacién: CTK-170 PATRONES DE
No. de informe: DI-083774-5

Incertidumbre: Punto Central: 0,044pm; Variacion REFERENCIA CERTIFIK
de Longitud: 0,031pm
Fecha de vencimiento: 2024-11-16

COPIA NO CONTROLADA

Instrumento: MICROMETRO DE
EXTERIORESMITUTOYO

No. de Identificacién: CTK-066
No. de informe: DI-083774-3
Incertidumbre: 1,1 pm

PATRONES CERTIFIK

[ Instrumentos del Cliente ]




